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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est cons-
tamment revu par la CEl afin quil reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

e Buylletin de la CEI

® Annuaire de la CEIl
Pyblié annuellement

e (Cdqtalogue des publications de la CEIl
Pyblié annuellement et mis a jour régulierement

Terminologie

En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (YEI), qui se présente sous forme de gk
séparés traitant chacun d'un sujet défini.
complets $ur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEL

Les terme
cation on
approuvés

Symbol

Pour les s
signes d'
consulteraj

- la
électn

et pour leq appareils électromédicaux,

e |EC Bulletin
e |EC Yearbook

es

ders are referrgd to IEC 50:
EV), which is
3f separate chapters pach dealing
. Full details of the| IEV will be
. See also the IEQ Multilingual

and definitions contained in the present publi-
ave either been taken from the IEV jor have been
cifically approved for the purpose of this pliblication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symboLs and signs
approved by the IEC for general use, readers fre referred to
publications:

~ |EC 27: Letter symbols to be used in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compfation of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diggrams;

and for medical electrical equipment,

~ la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEIl 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

METHODE POUR DETERMINER LES INDICES DE RESISTANCE ET DE
TENUE AU CHEMINEMENT DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES

DANS DES CONDITIONS HUMIDES

PREAMBULE

1) lLes décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les question techni
Qu sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant & ces questions, exprime
yn accord international sur les sujets examinés.

2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sont agfé
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Lia présente norme a été établie p
Ne 5 de la CEI: Matérjaux isolants

Norvége
Pologne
Roumanie
Royaume-Uni
Suéde

Suisse
Danemark Tchécoslovaquie

Des projets furent discuts 3 i efiues 2 Zurich en 1973 et 4 Toronto en

de ¢ette derpiCre i RIOf ent 15A(Bureau Central)32, fut soumis 4 I’dpprobation des
Conpités nat i : 3. S1X"Mois en juin 1976. ,

s Comités d’Etude
de mesure possible

Comités nationaux.

ationaux adoptent
tions nationales le
oit, dans la mesure

fomité d’Etudes

1976. A la suite

Egypte Turquie

France Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Japon Yougoslavie

Les Etats-Unis d’Amérique ont voté contre la publication de cette révision objectant que ’emploi de
deux solutions d’essai conduirait & deux séries de résultats différents et pouvant préter a confusion.

Autre publication de la CEI citée dans la présente norme :

Publication ne 587: Méthode d’essai pour évaluer la résistance au cheminement et & I’érosion des matériaux isolants

électriques utilisés dans des conditions ambiantes sévéres.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

METHOD FOR DETERMINING THE COMPARATIVE AND THE PROOF
TRACKING INDICES OF SOLID INSULATING MATERIALS
UNDER MOIST CONDITIONS

FOREWORD TN

1) The forle decisions or agreements of the 1 EC on technical matters, prepared by Technica ich all the
National [Committees having a special interest therein are represented, express, as nea ernational
consensu§ of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepte ittfes in that
sense.

3) In order uld adopt
the text livergence
between indicated
in the latfer.

This stapdard has been prepared by Sub- nittee al Com-
mittee No.|15, Insulating Materials.

It constifutes the third editten o

Drafts were discussed a result of

this latter meeting, adraft\Document ffice)32, was submitted to the National Commmittees
for approvpl under' &

The follq

Poland

Romania

South Africa (Republic of)

Sweden

Switzerland

Turkey

France Union of Soviet Socialist Republics
Germany United Kingdom

Japan Yugoslavia

The United States of America voted against the publication of this revision objecting that the use of
two test solutions would lead to two different and confusing sets of ratings.

Other IEC publication quoted in this standard :

Publication No. 587: Test Method for Evaluating Resistance to Tracking and Erosion of Electrical Insulating Materials
Used under Severe Ambient Conditions. . )
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2.2
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METHODE POUR DETERMINER LES INDICES DE RESISTANCE ET DE
TENUE AU CHEMINEMENT DES MATERIAUX ISOLANTS SOLIDES

DANS DES CONDITIONS HUMIDES

Domaine d’application

Cette méthode d’essai donne une indication de la résistance relative au cheminement des isolants
électriques solides aux tensions inférieures ou égales a 600 V lorsque leur surface est exposée, sous
contrainte électrique, & I’action d’eau contenant des impuretés ioniques,——~

Le cheminement peut se produire au cours de cet essai quand lg/tension est liquée entre un
systéme d’électrodes bien défini, posé sur la surface du matéripQ et qua dés)gouttes d’électrolyte
D{ i e de gouttes

nécessaire pour provoquer le défaut est d’autant plus imp6rtan i pliquée est plus

Les matériaux qui ne cheminent pas quand ils sont soumis aJa Ssal s élevée peuvent
présenter des degrés d’érosion différents. La 8 ion peut étre mesurée. Certains
matériaux peuvent s’enflammer au cours de I’

Notes 1. — Le classement des matérigo i ¢ me ¢ pety éventuellement différgr de celui que I'on
e 2 i evla résistance au chemme ment telles que les

h présente méthode
atériqux qui offrent une resnstance au cheminement
tion dans le cas des matériaux norm]l:ment requis pour

méthodes basées par exe
d’essai fournit une bonne
relativement faible La mé

egsai pour évaluer la
ns des conditions

ur évaluer des lon-

blide sous effet

FErgsion électrique

Disparition partielle du matériau isolant sous ’action de décharges électriques.

2.3 Indice de résistance au cheminement (IRC)

Valeur numérique de la tension maximale, exprimée en volts, pour laquelle un matériau supporte
sans cheminer le dépdt de 50 gouttes.

Note. — La valeur de chaque tension d’essai et de I'indice de résistance au cheminement doit étre divisible par 25.

2.4 Indice de tenue au cheminement (ITC)

Valeur numérique de la tension de tenue, exprimée en volts, pour laquelle un matériau supporte
sans cheminer le dépdt de 50 gouttes.
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METHOD FOR DETERMINING THE COMPARATIVE AND THE PROOF
TRACKING INDICES OF SOLID INSULATING MATERIALS
UNDER MOIST CONDITIONS

1. Scope

This method of test indicates the relative resistance of solid electrical insulating materials to
tracking for voltages up to 600 V when the surface is exposed under electric stress to water with the
addition of contaminants.

Tracking may occur during this test when voltage is applied between a d arrange-
ment on the surface of a material and drops of electrolyte are applied t defined
intervals of time. The number of drops needed to cause failure increa 'c> of the

applied voltage and, below a critical value, tracking ceases to occ

Materials which do not track at the highest test voltage mayerode diffexe . f erosion
-can |be measured. Some materials may ignite during the-fest:

] d on the use of high voltage, Jow-current
discharges. This test method p d resolution \ketwee aterials with relatively po¢r tracking
resistance. It lacks resolution for in ia 3 requited for Outdoor use for which the tgst method
in TEC Publication 587: Test Meth aluating Resistance to Tracking and Erosion of Electrical
Insulating Materials Used under -

Notes 1. — The gfading of materials reached by this method\ms 5 iﬁ'e her testing

2. — The test resylts a 2 cdndi h designing

T} of conducting paths, which are produced on the surface df a solid
ms% i e combined effects of electric stress and electrolytic contamination
on thi

2.2  Electri

: Al T P B | — £ o1 g T LN
T IC widllllg dwdy Ul 1sUldilily I1aiClldl Uy aClliulil O CitilliLdl UlsUIial Ts.

2.3 Comparative tracking index (CTI)

The numerical value of the maximum voltage in volts at which a material withstands 50 drops
without tracking.

Note. — The value of each test voltage and the CTI should be divisible by 25.

2.4 Proof tracking index (PTI)

The numerical value of the proof voltage in volts at which a material withstands 50 drops without
tracking.
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3.

5.2

Eprouvettes

On peut utiliser toute région plane de ’éprouvette présentant une surface suffisamment étendue
pour que le liquide ne puisse pas se répandre sur le bord de- cette éprouvette durant ’essai. II est
recommandé d’utiliser des surfaces planes de dimensions au moins égales 4 15 mm x 15 mm.
L’épaisseur de I’éprouvette doit étre égale ou supérieure 4 3 mm; cette valeur doit étre consignée.

Notes 1. — Dans des cas particuliers, des opérations de meulage peuvent étre effectuées afin d’obtenir des surfaces
planes; ceci doit alors étre mentionné dans le rapport d’essai.

2. — Les valeurs de I'indice de résistance au cheminement obtenues sur des éprouvettes ayant des épaisseurs
inférieures 3 3 mm ne peuvent pas étre comparées entre elles; par exemple, si des éprouvettes minces sont
placées sur un support de métal ou de verre, le support peut évacuer rapidement la chaleur et modifier
Pindice de résistance au cheminement. C’est pourquoi, si I’épaisseur de ’éprouvette est inférieure 4 3 mm,
deux ou plusieurs éprouvettes devront étre empilées.

ptériau peut avoir
is faible indice de

ésultats obtenus
sprouvette.

résistance au cheminement doit étre retenue.

4. — 1l convient d’effectuer I’essai en des endroits exempts de rayures.
dans la région rayée doivent figurer au rapport avec une descripti

1 pour un nombre

e de saletés, de poussiére, d’empreintes
u d’autres contaminants qui risquent d’influencer

similaires. Les
doivent figurer dans le rapport d’essai.

I'une de leurs
du biseau est

, de fagon symé-
étant en vis-a-vis
e sur la surface
doit étre de 1 + 0,05 N. Un dlSpOSltlf permettant d’appliquer les électrodes sur I’éprouvette est
représenté a la figure 3, page 16.

3 7 z 7

Note. — Si un métal autre que le platine est employé dans le but de reproduire des conditions rencontrées dans la
Jpratique, sa nature doit étre consignée dans le rapport d’essai. Les résultats ne peuvent pas étre alors désignés
comme indices de résistance ou de tenue au cheminement.

Circuit d’essai

Les électrodes sont alimentées sous une tension pratiquement sinusoidale variable entre 100 V
et 600 V, de fréquences comprises entre 48 Hz et 60 Hz. La puissance de la source ne doit pas étre
inférieure 4 0,5 kVA. Le schéma de principe du circuit est représenté 2 la figure 4, page 17.
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. 3. Test specimen -

Any flat surface may be used, provided that the area is sufficient to ensure that during the test
no liquid flows over the edges of the specimen. Flat surfaces of not less than 15 mm x 15 mm are
recommended. The thickness of the specimen should be 3 mm or more and should be reported.

Notes 1. — In special cases, in order to obtain a flat surface, grinding can be applied; this fact should, however, be
mentioned in the test report. . .

2. — The values of the CTI obtained on specimens of thicknesses below about 3 mm may not be comparable;
for example, if thin specimens are mounted on a metal or glass supporting plate, this may remove heat
quickly and so alter the CTI. Therefore, if the thickness of the specimen is less than 3 mm, two, or if neces-
sary more, specimens should be stacked.

he direction

h results
of the

tracking

the tracking curient passes across the scratches.

4. Conditipning

Thg i 3 d\free , dirt, fingerprints, grease, oil,
moulq inf e\the test results. Care should be|used in
cleani or other damage to the materfal. The
conditioni ing § e test report.

5.1 Electr

Thg inym electrodes\shall have a rectangular cross-section of 5 mm x 2 mm, with one
end chj 6f 30° (Figure 1, page 16). The chisel-edge shall be slightly rpunded.
4 .

Thg 11 Be symmetrically arranged in a vertical plane, the total angle between them
being ith Opposing electrode faces vertical and 4.0 -~ 0.1 mm apart on a flat hdrizontal
surfaqe of the specimen (Figure 2, page 16). The force exerted by each electrode on the surface shall
be 1 4 0.05 N. An arrangement for applying the electrodes to the specimen is shown in Figure 3,
page 16.

Note. — Where any metal other than platinum is used to simulate practical conditions, the metal should be stated in
the test report. The results shall not be designated as CTI or PTL

5.2 Test circuit

The electrodes shall be supplied with a substantially sinusoidal voltage, variable between 100 V
and 600 V at a frequency of 48 Hz to 60 Hz. The power of the source should not be less than 0.5 kVA.
The basic circuit is shown in Figure 4, page 17.
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5.3
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La résistance variable doit permettre de régler a 1,0 -+ 0,1 A le courant entre électrodes court-
circuitées et la tension indiquée par le voltmétre ne doit pas baisser de plus de 109/ quand ce courant

est établi.

Un relais de surintensité placé dans le circuit d’essai doit se déclencher quand un courant de

0,5 A ou plus persiste plus de 2 s.

Dispositif pour la production des gouttes

La partie de I’éprouvette comprise entre les deux électrodes doit étre mouillée
de la solution d’essai tombant a intervalles de 30 -+ 5 s. Les gouttes doivent tom

avec des gouttes
ber au centre de

la surface comprise entre les électrodes et d’une hauteur de 30 mm a 40 mm. Le volume des gouttes
doit étre de 2073 mm? Avant chaque essai, laiguille ou tout autre orifice délivrant les gouttes
est nettoyé et on laisse tomber un nombre de gouttes suffisant pour étreséic d’employer la solution

54

a la concentration voulue.

Solutions d’essai

Solution A: 0,1 4 0,002% en
désionisée. A 23

ohium (NH,Cl) dans de
& de la solution est de 395 + 5 Q

ployée, la valeur de I'indice de résistance ou de t¢
N » (par exemple IRC 250 M).

composition chimique de la solution d’essai.

it sa concentration.
pprime normale-

en un minimum de

grjodiquement.

hm et dont la pointe

eut étre trop grande

I’eau distillée ou
cm.

% en masse de sul-
e, A 23 4+ 1°C,

. Pour mentionner

nue au chemine-

indiquer dans le
ou de tenue au

est influencé par la

6.

6.1

Mode eopératoire

Considérations générales

L’essai doit étre effectué en mettant I’éprouvette a ’abri des courants d’air et a
ambiante de 23 + 5 °C. La contamination des €lectrodes peut avoir une influence
Les électrodes doivent étre nettoyées avant chaque essai.

L’éprouvette qui doit subir 1’essai est placée sur un support de verre ou de méta

une température
sur les résultats.

1 de maniére que

la surface 3 essayer soit horizontale et que les bords biseautés des deux électrodes sment appuyés

sur I’éprouvette avec la force spécifice.
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The variable resistor shall be capable of adjusting the current between the short-circuited electrodes
to 1.0 4+ 0.1 A and the voltage indicated by the voltmeter shall not fall by more than 109} when
this current flows.

An over-current relay in the test circuit shall trip when 0.5 A or more has persisted for 2 s.

5.3 Dropping device

The surface between the electrodes shall be wetted with drops of the test solution at intervals of
30 4+ 5 s. The drops shall fall centrally between the electrodes from a height of 30 mm to 40 mm.
The size of the drops shall be 20 i‘f, mm?. Prior to each test, the needle or other outlet for the drops
shall be cleaned and sufficient drops let out to ensure that the correct concentration of the test

solution is used. : ' TN
Notek 1. — When the test solution is left in the needle between tests evaporation will ip i \Qpn. Letting
. out about 5 to 20 drops depending upon the delay between tests, wilkKnorma myuid with
too high a concentration.
2. — To determine the drop size check that I cm?® of liquid is delivered more than
50 drops. The drop size shall be checked periodically.
3. — A hypodermic needle, having an outer diameter of 0.9 mm is suitable
for a dropping device.
4. — In some special cases, the + 5 s deviation of the inte the results.
Then a deviation of +1 s should be arranged.
5.4 Test solutions
Solution A: 0.1 4+ 0.0029, by mass a ed water.
The resistivity at 23 4 19
Solugion B: sodium-
B+ 1°C
Sq
Whhen a more Aggre { e the use
of s
W n_solution A or B is used, this shall be stated in the test report. The
results_shall not
4
Note £ chemical

6. Procedure

6.1 General

The test shall be carried out with the specimen screened from draughts and at an ambient tem-
perature of 23 4 5 °C. Contamination of the electrodes may have an influence on the test results.
The electrodes shall be cleaned before every test.

The specimen to be tested shall be placed, with the test surface horizontal, on a metal or glass -
support so that the chisel edges of both electrodes are pressed against the specimen with the specified
force.
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~ La distance entre les électrodes doit étre vérifiée; un bon contact doit &tre assuré entre les électrodes
et ’éprouvette. Si les bords des électrodes se sont corrodés, ils doivent étre réaffiités. La tension
est réglée & une valeur convenable, divisible par 25, et la résistance du circuit est ajustée pour régler
le courant de court-circuit dans les limites de la tolérance voulue. On fait ensuite tomber I’électrolyte
goutte a goutte sur la surface a essayer jusqu’a ce qu’un défaut se produise sous la forme d’un

cheminement ou que 50 gouttes soient tombées.

On considére qu’il s’est produit un défaut lorsqu’un courant égal ou supérieur a 0,5 A circule,
pendant une durée d’au moins 2 s, le long d’un trajet conducteur formé a la surface de I’éprouvette,
entre les électrodes, et fait fonctionner le relais de surintensité; ou encore si Péprouvette briile sans
que le relais ait fonctionné.

Notes 1. — Si plusieurs essais sont effectués sur la méme éprouvette, il faut prendre soin d’espacer suffisamment les
points d’essai les uns des autres afin que les éclaboussures provenant d’u},pow en essai ne contaminent

——————pas{esautres zones-f-essayers
2. — Si le support de P’éprouvette est métallique, il peut étre raccordé au
percement de I’éprouvette se produit par suite d’érosion.

ndiquer quand le

3. — Comme l'essai peut produire des gaz toxiques ou nocifs, il est\souhai :>es mesures de
sécurité de facon 4 les évacuer ou 2 les enfermer.

6.2 |Détermination de I’indice de résistance au cheminement

Régler la tension a une valeur préalablement chefsi < ; ijdsqu’a ce [que 50 gouttes
se soient écoulées ou que ’on ait obtenu un défayt pour un ; gouttes inférieur a 50. Repren-
dre I’essai en d’autres endroits de I’éprouvette ; i basses ou plus Elevées jusqu’a
ce que soit atteinte la valeur magxi pas de défaut,

| en cing endroits différents, pbur le\dég . éri e cette tension
constitue indice de résistance au 1eme : RC 425), a condition gu’aucun défaut
ne se produise pour un nombre ¢ inféri 100 lorsqu’un essai complémentaire, pratiqué

en cinq endroits différents, est effect susion de 25 V inférieure a la précédente. Quelques
matériaux peuve 5 t ereprescription. Pour ceux-ci, on détetmine la valeur
maximale de | cinqg emplacements d’essai supportg un minimum
de 100 goutte umeérique de cette tension en I’ajoutant a I’jndice de résis-
tance auche
Notes 1. 3 ent\de-matdrianvest inconnu, la tension d’essai initiale est choisie au ¢entre de la plage

€ . Cette tension est & augmenter si I’éprouvette supporte 50 goyttes, ou i réduire

un nombre de gouttes inférieur & 50. La variation de tensfon s’effectue par
ération est poursuivie jusqu’au moment ol I’on détermine la valeur la plus élevée

a matériaux, la tension « 50 gouttes » (pour laquelle ils supportent 50|gouttes sans che-
). €st raisomhablement proche de la valeur asymptotique. L’essai effectué sous une [tension inférieure -
4 la tension « 50 gouttes » a pour objet de confirmer ce fait. Plus la tension|pour laquelle un
iau sdpporte sans cheminer ce dépdt de 100 gouttes diffeére de la tension « 50 goutfes », plus celle-ci

3. isg’en garde : Aux tensions élevées et pour plus de 50 gouttes, un défaut peut se prodiire (signalé par le

dé€lenchement du relais de surintensité) par suite d’accumulation de solution ou de confaminant dans des
—mmmmmwmmmmmmmrju paragraphe 2.1,

Dans ce cas, de nouveaux essais sont nécessaires et s’il n’est pas possible d’obtenir des résultats bien définis,
une mention sera faite dans le procés-verbal.

6.3 Essai de tenue au cheminement

Quand une norme de la C EI donnant des spécifications pour les matériaux ou pour des matériels
électriques, ou toute autre norme, ne prescrit qu’un essai de tenue, les essais doivent étre effectués
conformément au paragraphe 6.1, mais sous la seule tension spécifiée. Le nombre d’éprouvettes
exigé devra supporter 50 gouttes sans qu’il se produise de défaut.

Le nombre d’éprouvettes recommandé est de cing; dans des cas spéciaux, un nombre inférieur
peut étre spécifié.
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The distance between the electrodes shall be checked and they shall make good contact with the
specimen. If the electrode edges have become eroded, the edges shall be reshaped. The voltage is
set at some suitable value, divisible by 25, and the circuit resistance is adjusted so that the short-
circuit current is within the given tolerance. The drops of electrolyte are then allowed to fall on the
test surface until failure by tracking occurs or 50 drops fall.

A failure has occurred if a current of 0.5 A or more flows for at least 2 s in a conducting path
between the electrodes on the surface of the specimen, thus operating the overcurrent relay; or if
the specimen burns without releasing the overcurrent relay.

Notes I. — If several tests are carried out on the same test specimen, care must be taken that the testing points are
sufficiently far from each other so that splashes from the testing point will not conWe the other areas

—to-betested:

P. — If the support is of metal, it can be connected into the test circuit to indicate n erosion vf a [specimen
causes puncture.

B Since the test may produce poisonous or noxious gases, it is advisable
removal or containment. )

6.2 Deteriination of the CTI

_Set| the voltage at a selected level and carry out the te ( X previdus failure.
Repedt the test on other test sites at lower or higher volt4 i 2 q voltage is established
at which no failure occurs at 50 drops in tests on fiye\sites. value of this voltage is
the QTI (e.g. CTI 425) provided no fajlate occurs @ . i ced by
25 V|for a further set of five test site : €et this last requirement. For
these [materials, the maximum voltage a it withstand 100 drops ¢r more

is esthblished and the numerical value (1 cated in addition to the CTI, ¢.g. CTI
425 (375). .

Notes|l. — If th i 3 unknown, the initial test voltage should be in the middle gf the test

[hi &’be increased if a specimen withstands 50 drops or decrgased if it
de cHange should be 25 V or a multiple of 25 V. The process is fontinued
five specimens withstand 50 drops is found.

2, — ateriald\the 59 drop voltage (for which they withstand 50 drops without tracking) is dcceptably
symptotidwvalue. The test at 25 V below the 50 drop voltage is intended to confirm| this. The
00 drop voltage has to be reduced below the 50 drop voltage, the further this voltage is from

: higher voltages and more than 50 drops, a failure (indicated by the trip of the oyercurrent
felay) may occur by accumulation of solution and contaminents in grooves and holes on the sy rface and
not by conductive paths as delined in sub-chame 2t thisTase; ewtestsare mrecessary-or-—this should
be reported, if no test result as defined is possible.

6.3 Proof tracking test

Where, in I E C standards for material specification or for electrical equipment or in other standards,
a proof test only is required, tests shall be made in accordance with Sub-clause 6.1 but at the single
specified voltage. The required number of specimens shall withstand 50 drops without failure.

The recommended number of specimens is five; less may be specified in special circumstances.
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Les tensions d’essai préférentielles ont les valeurs suivantes: 175 V, 250 V, 300 V, 375 V ou 500 V.

L’abréviation recommandée est ITC (indice de tenue au cheminement).

6.4 Détermination de I’érosion

Les éprouvettes qui ne portent pas de traces de cheminement doivent étre débarrassées des débris
et des produits de détérioration peu adhérents a la surface, puis placées sur le marbre d’une jauge
de profondeur. La profondeur maximale de ’érosion de chaque éprouvette doit étre mesurée avec
une précision de 0,1 mm avec une touche de 1 mm de diamétre ayant une extrémité hémisphérique.
La valeur maximale de cing mesures doit étre consignée dans le procés-verbal d’essai.

6.4.1 Dans le cas d’essais effectués selon le paragraphe 6.2, I’érosion sera mesurée sur les cing éprouvettes
p

0.4

essayées sous la tension correspondant 4 Pindice de résistance au cheminement.

supportent 50 gouttes sous la tension spécifiée.

2 Dans fecas d'essais effectucs selon Ie paragraphe 6.3, 1'€rosion sera mesurée S\Kes éprouvettes qui

Procés-verbal d’essai

Le procés-verbal d’essai comprendra les renseignemen
I. Identification du matériau essayé.
2. Epaisseur de ’éprouvette.

3. Nature de la surface.

—1,]

» ou

8.1 Tient ou ne tient pas sous la tension spécifiée, par exemple « Tient pous

« Ne tient pas pour ITC 175 M ».

ITC 175 » ou

8.2 Tient ou dépasse la profondeur spécifiée d’érosion sous la tension spécifiée, par exemple
« Tient pour ITC 250 — 0,8 » ou « Ne tient pas pour ITC 250 M — 0,8 ».

9. Quand les résultats prévus aux points 7 et 8 ne peuvent étre déterminés par suite de Iinflamma-

tion de I’éprouvette, cela doit &tre consigné.
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Preferred test voltages are 175 V, 250 V, 300 V, 375 V or 500 V. The recommended abbreviation
is PTI (proof tracking index).

6.4 Determination of erosion

The specimens which have not tracked shall be cleaned of any debris or loosely attached degrada-
tion products and placed on a plate of a depth gauge. The maximum depth of erosion of each
specimen shall be measured to an accuracy of 0.1 mm using a ! mm diameter probe having a hemi-
spherical end. The maximum of the five values measured shall be stated in the test report.

6.4.1 In the case of tests according to Sub-clause 6.2, the erosion shall be measured on the five specimens

tested at the voltage corresponding to the CTI. | S~
6.4.2 In the case of tests according to Sub-clause 6.3, the erosion shall be megsured on\l:'e\specimens
"~ which withstand 50 drops at the specified voltage.
7. Report
THhe report shall include the following information:
1. Identification of material tested.:
2. Thickness of specimen.
3. Nature of surface.
31 Whether or not the original su nen was tested.
3
3|3 Whether or no
3l4 State of surface
4. The conditigning
5. Electrode
6. Ti i
7.
7
7 —1.2"
8. P
8 —Pass-orfail-at specified—voltagere-a—Passat PFL 175" o “Hail at PTEHI7S5- M

8.2 Pass or fail at the specified depth of erosion together with the specified voltage, e.g. “Pass
at PTI 250 — 0.8” or “Fail at PTI 250 M — 0.8".

9. Where items 7 or 8 cannot be reported because the specimen ignited, this shall be reported.
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